V‘/ysokowydajn y tester szczelnoSci
produktéow wytwarzanych masowo
ATEQ IONIQ zaprojektowano
specjalnie do badania detali

Z tworzyw sztucznych.

Aparat ten umozliwia wykrycie wad,
perforacji, ubytkow i przewezen
membran oraz innych defektow
powstatych podczas formowania
wtryskowego detali.

IONIQ dziata na zasadzie pomiaru
pradu wytadowania i wykrywa defekty
o wymiarach do 10 um.

IONIQ

Tester szczelnosci

do produktow masowych

Specyfikacja

2 mozliwe konfiguracje:

» Jeden kanat.
» Wydajnosé: 1 do 15 testow / s.

» Start uaktywniany
przez czujnik optyczny.

> 1 do 6 kanatow.
» Wydajnosc¢: min. czas cyklu 0.7s.
» Zewnetrzny panel.

Wspélne wiasciwosci:

» Pomiar pradu wytadowania.

» Wbudowany generator
wysokiego napiecia
jonizujgcego.

» Wejscia / wyjscia sterowania
urzadzeniem i rezultatéw
testow.

www.ateq.pl

» Prég odrzutu detali wadliwych
jako % napiecia nominalnego.

» Uktad monitorowania i
zabezpieczenia generatora
wysokiego napiegcia.

» Ogranicznik pradu wyjsciowego.




Zasada dzialania:

> IONIQ mierzy prad biegnacy migedzy natadowang
elektrodg a ptytg podstawy umieszczong pod
testowanym detalem.

> IONIQ okresla wartos¢ procentowg napiecia
nominalnego (ktéra odzwierciedla prad wytadowania),
mierzong nad detalem i poréwnuje jg z ustawiong
wartoscig progowag odrzutu detali wadliwych.

> Gdy detal jest dobry: nie wykryto otworu ani ubytku,
IONIQ mierzy wysokg warto$¢ procentowg napiecia.
Napiecie mierzone i napigcie nominalne sg niemalze
identyczne.
Wynik jest wyzszy niz warto$¢ progowa odrzutu detalu
wadliwego, detal zostat uznany za dobry.

> Gdy detal jest wadliwy: IONIQ mierzy niskg wartos¢
procentowg napiecia. Warto$¢ napiecia mierzonego
jest znacznie nizsza niz warto$¢ nominalna.
Wynik jest nizszy niz wartos¢ progowa odrzutu detali
wadliwych a detal zostat uznany za wadliwy.

> Wymagania metody: mata odlegto$¢ miedzy czujnikiem,
detalem a ptyta, izolacja elektryczna od otoczenia.

Zastosowania

IONIQ zaprojektowano z myslg o badaniu produktow
wykonywanych masowo takich jak nakretki butelek -

aby wykry¢ wady powstate przy formowaniu wtryskowym -
oraz detale z tworzywa i membrany - aby wyeliminowac¢

wady zbyt matej grubosci materiatu.

Dane techniczne

& Generator wysokiego napiecia:
Wbudowany w urzadzenie i z mozliwoscig ustawien
zgodnie z zastosowaniem.

¢ Temperatura:
Robocza: + 5° do + 45°C
Magazynowania: 0° do + 60°C

4 Standardowe wymiary urzadzenia (bez stopek) :
Wys x Szer x Gteb =420 mm x 300 mm x 160 mm

Waga: ok. 6.5 kg

& Zasilanie
Napiecie nominalne: ~90 V do 260 V AC
Jednofazowe ~50/60 Hz — 40 VA
Koniecznos¢ poditgczenia urzadzenia do prawidtowego
uziemienia.
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¢ Interfejs

Programowanie umozliwia panel przedni. Komunikacja
ze sterownikiem PLC za posrednictwem 8 wejs¢ i 8
wyjsc.

Izolowane przytgcza RS 232 / RS 485 do drukarki
lub do wymiany danych w sieci MODBUS

Wejscia:

Optoizolowane (3750 V RMS).

24V - 10 mA maks lub przekazniki
elektromagnetyczne.

Wyijscia:

Przekazniki elektromagnetyczne

Wart. znamionowa maks. 48 V / 500 mA.

& Opcja
Elektrody tadujace i roztadowujgce (patent ATEQ).
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